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«DISPOSITIVO DE ANALISIS DE OBJETOS, PRINCIPALMENTE OBJETOS 

PARTICULARIZADOS POR UNA TRAZA, UN TRAZADO, O UNA SUPERFICIE 

DE CONTACTO».

La presente invención se r e f ie r e  a un d isp o sitiv o  -  

5 . de a n á lis is  de o b jeto s, principalm ente objetos caracterizad os 

por una tra z a , es d e c ir  por una su p e rfic ie  de contacto entre 

e l  objeto y  un captador, o bien por l a  tra za  en e l  sentido —  

c lá s ic o  del térmico que deja e l  objeto sobre e l  captador, o -  

b ien  por un trazado realizad o  sobre una su p e rfic ie .

10. De una manera gen eral, l a  invención se r e f ie r e  a un

d isp o sitiv o  de a n á lis is  por le c tu ra  de una tr a z a .

Numerosos medios de le c tu r a , conocidos actualmente, 

son u tiliz a d o s  para l a  le c tu ra  automática de documentos que -  

van de la s  ta r je ta s  perforadas a lo s  documentos bancarios co- 

15. d ifica d o s y  a l  descifrado automático de l a  e scr itu ra  manual, 

por ejemplo l a  redacción de un cheque o una d irección  p o sta l. 

No obstante, lo s  medios de le c tu ra  u tiliz a d o s  para e l  d e sc i­

frado de una e s c r itu r a  manuscrita no son muy precisos a causa 

d e l pequeño número de elementos de detección u tiliz a d o s  y  del 

20. hecho d e l movimiento r e la t iv o  entre e l  objeto a a n a liza r  y  —  

lo s  elementos de detección del captador.

En p a rtic u la r , ta le s  medios no convienen para e l  —  

a n á lis is  de h u ellas d ig ita le s  u otros o b jeto s, e t c . . .  de es­

tru ctu ra  muy compleja.

25. Por d e fin ic ió n , con v is ta s  a l a  s im p lifica c ió n  de -

lo  expuesto, se llam ará objeto a todo documento, producto, —  

persona del que se quiera a n a liza r  c ie r to s  parámetros, c ie r ta s  

c a r a c te r ís t ic a s  e tc .  La parte d el objeto analizada será llama 

da tr a z a . En e l  caso de una persona l a  tra z a  será por ejemplo 

30. l a  h u e lla  d ig i t a l .



Con e l  f in  de remediar lo s  inconvenientes menciona­

dos más a rrib a , l a  invención propone un d isp o sitiv o  de a n á li­

s is  de objetos caracterizado porque comprende un captador pa­

ra  r e c ib ir  de manera f i j a  un objeto a a n a liz a r , estando pro—  

5f v is to  este  captador de elementos de detección f i j o s  repartidos 

segdn una geometría determinada, cooperantes con l a  tra za  del 

objeto para dar señales de detección correspondientes a l a  —  

tra za ; l a  posición  f i j a  de lo s  elementos de detección permite 

a lcan zar principalm ente una excelente p recisió n  del a n á lis is .  

ÍO. Según la s  c a r a c te r ís t ic a s  de l a  invención, e l  capta

dor e stá  conectado a un c irc u ito  de a n á lis is  que manda un d is 

p o sitivo  de explotación , eventualmente por medio de un c ir c u í 

to de potencia. De e llo  se deriva una gran p o liv a le n c ia , y  en
t

p a rtic u la r  p osib ilid ad es de ap licació n  a sistem as complejos y  

15. potentes que re a liza n  por ejemplo l a  id e n tific a c ió n  de un in ­

dividuo, l a  expedición de una t a r je ta  de c ré d ito , l a  apertura 

de una cerradura, l a  puesta en marcha de un aparato, e t c . . .

Según o tra  c a r a c te r ís t ic a  de l a  invención, e l  capta 

dor comprende elementos de detección 13 repartidos sobre un -  

20. c irc u ito  integrado; de este  modo, es p osib le  a n a liza r  objetos 

de dimensiones extremadamente d iversas, in clu so  de tamaño re­

lativam ente reducido, conservando un excelente poder de reso­

lu c ió n . Tal d isp o sitivo  está  representado, a t i t u lo  de ejemplo 

no lim ita t iv o , en lo s  dibujos adjuntos, en lo s  que:

25. Da fig u ra  1 representa un esquema sinóptico del di£

p o sitiv o ;

l a  fig u ra  2 representa esquemáticamente una parte -  

d el mismo d isp o s itiv o , en curso de funcionamiento;

l a  fig u ra  3 representa una tra za  sobre un captador; 

30. l a  fig u ra  4 representa una parte d el esquema e le ctró



n ico  d e l d isp o s itiv o ;

l a  fig u ra  5 representa una varian te  del modo de rea  

lis a c ió n  de l a  f ig u ra  4.

Según l a  f ig u ra  1 , e l  d isp o sitiv o  se compone esen—  

5. cialm ente de un captador 1 cuyas señales de sa lid a  atacan un 

c ir c u ito  de a n á lis is  2 que manda, por medio de un c ir c u ito  de 

potencia 3» un d isp o sitiv o  de explotación 4.

EL captador 1 comprende una su p e rfic ie  p ro v ista  de 

elementos de detección repartidos solare e l l a  de manera apro—  

10. piada, en función de l a  n aturaleza  y  de la s  dimensiones del -  

objeto  a a n a liz a r , y  por consiguiente de su tra z a .

Estando destinado e l  d isp o sitiv o  d escrito  a a n a liza r  

l a  tra z a  del dedo ín d ice  de un in d ividuo, es d e c ir  en r e a l l—  

dad su h u ella  d ig i t a l  y  a compararla con una h u ella  referen —  

15- c ia d a , e l  captador es realizad o  bajo l a  forma de una t e c la  —  

flo ta n te  11 destinada a r e c ib ir  a l  dedo índ ice* El acceso a 

l a  t e c la  es lim itado por un órgano de posicionamíento 12, con 

e l  f in  de que l a  extremidad del dedo sea poslcionada siempre 

de l a  misma manera para s im p lif ic a r  l a  comparación; e l  órgano 

20* de posieionamiento 12 es una b a r r ita  m etálica  formando tope y 

destinada igualmente a tra n sm itir  la  co rrien te  e lé c tr ic a  pro­

ven ien te de una fu en te , lo s  elementos de detección 13, m etáli 

eos y  conductores de l a  s u p e rfic ie  de la  t e c la  11 están repar 

tid o s  según una geometría determinada, por ejemplo en lín e a s  

25* r e c ta s .

En rea lid ad , l a  parte in fe r io r  d el dedo ín d ice no -  

e stá  en contacto con l a  t e c la  sobre toda su su p e rfic ie , sino 

solamente en e l  lu g ar de lo s  s a lie n te s  definidos por la s  l í ­

neas p a p ila re s . Como medida de s im p lifica c ió n , esta  importan- 

30. te  p a rticu la rid a d  no ha sido traducida en l a  fig u ra  2, pero -



l a  fig u ra  3 que representa una parte de una h u ella  d ig it a l  d; 

cuenta de que la s  lín e a s  de contacto trazadas corresponden a 

estos sa lie n te s*  l a  deteccidn de lo s  s a lie n te s  de l a  extrem i­

dad del dedo es efectuada gracias a l a  c ircu la c ió n  de una co ­

is, rr ie n te  e lé c tr ic a  a través del dedo, entre l a  b a r r ita  12 y  lo s  

elementos de deteccidn 13, en contacto con l a  p ie l*

La d ife ren cia  de p oten cié! es de unos v o lt io s  a l a  

entrada y  de unos m iliv o lt io s  a l  n iv e l de lo s  punto3 de con­

tacto  •

10. l a  fig u ra  3 representa un ejemplo de reparto de lo s

elementos de deteccidn 13 en l a  su p e rfic ie  de la  t e c la  11* 33a 

ra  s im p lif ic a r  lo  expuesto, se ha representado igualmente l a  

tra za  14 del dedo. Esta taraza generalmente llamada h u ella  d lg i 

t a l  está  formada por lín e a s  y puntos de contacto de la s  lín e a s  

15* y  puntos p apilares del dedo y  de l a  su p e rfic ie  de l a  te c la  11.

En reparto de lo s  elementos de deteccidn 13 es rea­

liza d o  aquí segdn dos grupos de lín e a s  re c ta s  ( .» * , Zp-1, Zp, 

Zp+1, . . .  y  I r - 2» E r-1, 2r ,  30r4-1, . . . )  formando una r e j i ­

l l a .  Esta disposición  simple no es s in  embargo im perativa. Es 

20. principalm ente p osib le  prover un gran námero de o tras  dispo­

s ic io n e s , t a le s  que lo s  elementos de deteccidn estén siempre 

repartidos simplemente en función de dos parámetros, por e jea  

pío de la s  coordenadas p o lares.

l a  t e c la  es rea liza d a  bajo la  forma de un c irc u ito  

25* integrado sobre soporte ríg id o  y neutro, l a  r e j i l l a  está  conji 

t itu ld a  por 60 lín e a s  de 75 elementos de deteccidn, con un pa 

so de 0,20 m u , de l a  misma sección , l a  t e c la  tie n e  una super 

f i c i e  de 12 x  15 mm., y  se tie n e  por consiguiente 4.500 pun­

to s de detecciónj l a  misma tie n e  aquí l a  forma de un rectángu 

30* l o .  la s  direcciones de lo s  grupos z y  I  áe lín e a s  de elementos
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de detección pueden se r  cualesquiera (como en l a  fig u ra  3 ), pe 

ro es evidente que un caso p a rtic u la r  in teresan te  es que es­

ta s  d ireccion es sean p a ra le la s  a lo s  lados d el rectán gulo. la s  

b o q u illa s  de lo s  elementos de detección son protegidas de -  -  

5. cu alq u ier oxidación por un procedimiento anódico o por la  com
m m

p osición  p a rtic u la r  del m etal.

La fig u ra  4 representa un modo de re a liza c ió n  d el -  

c irc u ito  de a n á lis is  2 con e l  que e stá  conectado cada elemen­

to de detección 13. El e irc u ito  de a n á lis is  está  sub-dividido 

10. en c é lu la s  compuestas cada una de unq^esistencia R unida en -  

una extremidad con un elemento de detección 13. La o tra  erfcre 

midad de l a  r e s is te n c ia  R está  unida a dos diodos D1, D2. Es­

to s dos diodos D1, D2 están conectados, en e l  mismo sentido, 

con dos conductores ta le s  como Xm, Yn, que forman parte r e s -

15. pectivamente de dos grupos de conductores X e Y . Cada con----

ductor . . .  3Q n-1 , X m , Xa+1 . . .  ataca, gracias a un raultiplexa 

do rea lizad o  por un m ultiplexador M1, lo s  am plificadores . . .  

Km-1, En, In+1, . . .  Cada conductor . . .  Yn-2, Yn-1, Yn, Yn+1, 

. . .  e stá  unido a l a  masa del montaje por un in te rru p to r raan- 

20. dado t a l  como un tr a n s is to r  . . .  In-2, In -1 , In , la+1 . . .  man 

dado por un m ultiplexador ME.

Los elementos de detección 3 en contacto con l a  —  

tra z a , suministran por consiguiente una corrien te  e lé c tr ic a  

re fere n cisd a , definiendo perfectamente un punto dnico de l a  -  

25. h u e lla .

En e l  presente caso, l a  re s is te n c ia  R tie n e  un va­

l o r  de 82 k j i  y  lo s  diodos D1, D2 son del tip o  1R4148, siendo 

lo s  in terru p to res I  tra n s is to re s  BC407. Además, se ha hecho -  

corresponder a o con m y  a r  con n, de t a l  modo que un elemen 

30. to  de detección 13 conectado con lo s  conductores e lé c tr ic o s  -

-  5 -



Xi y  Y i esté  situado también geométricamente sobre lín e a s  Zi

y  T jt para cualq u ier v a lo r  de i  y  pero puede preverse ----

cualq u ier reparto más complejo. Se deduce de este  acuerdo —  

que m e l  caso p a rtic u la r  representado en l a  fig u ra  4» lo s  —  

5. puntos ta le s  como 13m, n conectados respectivam ente a lo s  con 

ductores 25a, Yn no son otros que lo s  puntos ta le s  como 13P» r  

de la s  fig u ra s  2 y  3.

Según una varian te  representada en l a  fig u ra  5, e l  

conjunto formado por cada r e s is te n c ia  y  sus dos diodos P^f 3 ,̂  

10. es reemplazado por un tr a n s is to r  do efecto  de campo (P ie ld  —  

e ffe o t  tra n s is to r  E E 53) lo  que e v ita  todo paso do corrien te  

y  por consiguiente todo fenómeno inductivo a l  n iv e l de lo s  —  

puntos de detección*:

lo s  am plificadores • íDni-1, En? Kh+1 . . .  forman —  

15, parte del c irc u ito  de potencia 3 que ataca e l  c ir c u ito  de ex­

p lotación  4*

Este d isp o sitiv o  de explotación 4 puede e sta r  des­

tinado por ejemplo a l a  id e n tific a c ió n  de un individuo , a la  

expedición de una ta r je ta  de cré d ito , a l a  apertura de una co 

20, rradura, a l a  puesta en marcha de un aparato, e tc .

En funcionamiento, lo s  in terru p tores mandados I  co­

nectan la s  lín e a s  Y a la  masa salvo l a  l ín e a  Yn en curso de -  

c o n tro l, la s  lín e a s  X suministran a s í  sucesivamente una señal 

de detección correspondiente a cada contacto entre un punto -  

25* de detección 13 y  l a  tra z a  del dedo, sobre toda l a  lon gitu d  -  

de una lin e a  Y. En ausencia de contacto, en lo s  puntos de de­

tecció n  13, no se recoge señal de detección.

Evidentemente, se puede tra b a ja r  en ló g ic a  in v ersa . 

En este  caso, todo contacto corresponde a una ausencia de s e -  

30» fía lj por e l con trario , cuando no hay contacto, aparece una sei
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ñ a l en la s  lin e a s  X* Estando unidas a l a  masa la s  lín e a s  Y 

salvo  la s  que se encuentran en corso de co n tro l, lo s  b it io s  -  

de esta s  lín e a s  son aplicados sucesivamente a la s  entradas de 

lo s  am plificadores K donde la s  señales de sa lid a  son entonces 

d ispon ibles gracias a l  m ultiplexador de a n á lis is  M1« La v e lo ­

cidad de le c tu ra  es por ejemplo de 1.500 h e r tz io s .

Para que puedan se r  rea liza d as comparaciones v á l i ­

das, es n ecesario  que l a  tra za  se presenta siempre de l a  mis­

ma manera sobre l a  s u p e rfic ie  de la  t e c la  (posición  del obje­

to . to  a a n a liza r  en tope, ro ta c ió n ). Los errores de orientaciones 

angulares son absorvidos por e l  montaje f le x ib le  o f lo ta n te  de 

l a  t e c la .  Además, es necesario buscar la s  coincid encias de —  

la s  lín e a s  X y  Y entre l a  tra z a  del objeto y una tra za  r e fe —

re n d a d a , cuyas c a r a c te r ís t ic a s  son reg istrad as por ejemplo

15. en una memoria. Para e3.1o, la s  tr e s  primeras lín e a s  son deter 

minantes y  ordenan l a  continuación do l a  le c tu ra  de lo s  s ig ­

nos, cuando concuerda con e l  modelo del 60 a l  80 de l a  suma 

de lo s  b i t io s ,  traduciéndose l a  tra za  en sucesiones de impul­

sos e lé c tr ic o s  cada uno de cuyos b it io s  representa un punto — 

20* de l a  tr a z a . La le c tu ra  es re a liza d a  por medio de un m ulti—  

plexado. La comparación permite devolver la  tra z a  bajo una u 

o tra  forma, pero en todos lo s  casos es enteramente conforme. 

Oseando l a  concordancia es t o t a l ,  l a  suma de la s  informaciones 

provoca Xa operación deseada en e l  d isp o sitivo  de explotación. 

25. 4.

Es igualmente p osible concebir lo s  elementos de de­

tecció n  bajo una forma d is t in ta  que lo s  órganos m etálicos con 

ductores, y  pueden considerarse versiones electrom agnéticas, 

e le c tr o s tá t ic a s , ó p ticas  (bajo forma de f ib r a s  conductoras de 

30. l a  lu z )  etc  adoptando en consecuencia lo s  otros órganos



del d isp o sitivo  de a n á lis is ,  y  e llo  en función de l a  naturale 

sa do l a  tra sa  ( M e lla , limasen, e sc r itu ra , etc . . . )  a a n a l!—  

sar e id e n t i f ic a r .

Evidentemente, l a  invención no se lim ita  a lo s  ojeiu 

5, píos de re a liza c ió n  d escrito s más a rrib a  y representados, a -  

p a r t ir  de lo s  cuales se podrá prever o tras va ria n te s , s in  sa­

l i r  por e llo  del marco de l a  invención.

N 0 T A

La Patente de Invención que se s o l i c i t a  por ve in te  

10, años, para Espada, de acuerdo con l a  v igen te ^ egislaoión , de­

berá recaer sobre; «LISP03ITIY0 LE ANALISIS LE OBJETOS, PPJN 

CIPALMENTE OBJETOS PAmCUIARIZALOS POR UIÑTA TRAZA, UN TRAZALO 

0 UNA SUPERFICIE LE CONTACTO", con P rioridad de l a  s o lic itu d  

de Patente en 3?rar.\cia ns 76 03 510* de fecha 9 de Febrero de

30
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1®.- D isp ositivo  de a n á lis is  de o b je to s , p rin c ip a l­

mente objetos p a rticu la rizad o s por una tra z a , un trazad o, o -  

una su p e rfic ie  de contacto, caracterizado porque comprende un 

5 . captador para r e c ib ir  de manera f i j a  un objeto a a n a liz a r , e£ 

tando p rovisto  este  captador de elementos de detección f i j o s  

rep artid os segdn una geometría determinada, cooperantes con -  

l a  tra za  d el objeto para dar señales de detección correspon­

dientes a l a  tra z a .

10. 2®.- D isp ositivo  de a n á lis is  de o b je to s , p rin c ip a l­

mente ob jetos p a rticu la rizad o s por una tra za , un trazad o, o -  

una su p e rfic ie  de contacto, segdn l a  re iv in d ica ció n  1 , carac­

terizad o  porque e l  captador está  conectado a un c irc u ito  de -  

a n á lis is  que manda un d isp o sitivo  de explotación .

15. 3a • -  D isp ositivo  de a n á lis is  de o b je to s , p rin c ip a l­

mente objetos p a rticu la rizad o s por una tra z a , un trazad o, o -  

una su p e rfic ie  de contacto, segdn l a  re iv in d ica ció n  2, carac­

terizad o  porque e l  c irc u ito  de a n á lis is  manda e l  d isp o sitivo  

de explotación  por medio de un c irc u ito  de potencia.

20. 4®.- D isp ositivo  de a n á lis is  de o b je to s , p rin c ip a l­

mente objetos p articu larizad o s por una tr a z a , un trazad o, o -  

una su p e rfic ie  de contacto, segdn una cualquiera de la s  r e i ­

vin d icacion es 1 a 3» caracterizado porque lo s  elementos de dje 

te cc ió n  son órganos de pequeña su p e rfic ie  conductores de la  -  

25* e le c tr ic id a d .

5®.- D isp ositivo  de a n á lis is  de o b je to s , p rin c ip a l­

mente ob jetos p articu larizad o s por una tra z a , un trazado, o -  

una su p e rfic ie  de contacto, segdn una cualquiera de la s  r e i ­

vin d icacion es 1 a 4» caracterizado porque lo s  elementos de de 

30. tecc ió n  están alineados formando lín e a s  re c ta s .
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6s . -  D ispositivo  de a n á lis is  de o b jeto s, p rin c ip a l­

mente objetos p articu larizad os por una tr a z a , un trazad o , o -  

una su p e rfic ie  de contacto, según una cualquiera de la s  r e i ­

vindicaciones 1 a 5» caracterizado porque comprende un tope#

5 . 7a • -  D ispositivo  de a n á lis is  de o b jeto s, p rin c ip a l­

mente objetos p articu larizad o s por una tr a z a , un trazad o, o -  

una su p e rfic ie  de contacto, según una cualquiera de la s  r e i ­

vin dicacion es 1 a 6, caracterizado porque e l  captador compren 

de elementos de detección repartidos sobre un c irc u ito  in te —  

10* grado.

89 D ispositivo  de a n á lis is  de o b je to s , p r in c ip a l­

mente objetos p articu larizad o s por una tr a z a , un trazad o, o -  

una su p e rfic ie  de contacto, según una cualquiera de la s  r e i —  

vin dicacion es 2 a 7» caracterizado porque e l  c irc u ito  de aná- 

15. l i s i s  comprende un primer diodo por elemento de detección, e£ 

tando conectado este  primer diodo por una l ín e a  con lo s  diodos 

correspondientes de o tros elementos de detección, siendo co­

nectada cada lín e a  por multiplexado con e l  d isp o sitiv o  de ex­

p lotación  eventualmente por un c irc u ito  de potencia.

20. 9a »- D isp ositivo  de a n á lis is  de o b je to s , p rin c ip a l­

mente objetos p articu larizad o s por una tr a z a , un trazado, o -  

una su p e rfic ie  de contacto, según una cualquiera de la s  r e i—  

vin dicacion es 2 a 8, caracterizado porque e l  c irc u ito  de aná­

l i s i s  comprende un segundo diodo por elemento de detección, ejs 

25* tando conectado este  segundo diodo por una lín e a  con lo s  dio­

dos correspondientes de otros elementos de detección, estando 

conectada cada l ín e a  con l a  masa por medio de un in terru p to r 

mandado, por ejemplo un semiconductor mandado por m ultlp lexa- 

do.

30. 109. -  D isp ositivo  de a n á lis is  de o b jeto s, p rin cip a l



- l í ­

mente ob jetos p a rticu la rizad o s por una tr a z a , un trazad o, o -  

una s u p e rfic ie  de con tacto , según una cualquiera de la s  r e i —  

vin d icacion es 1 a 9» caracterizado porque lo s  in terru ptores -  

mandados unen lo s  elementos de detección a l a  masa, con exeejs 

5. c ió n  de lo s  elementos de detección colocados sobre una misma 

lín e a  en curso de c o n tro l, de manera que cada uno de estos —  

elementos de detección sum inistre a una lín e a  del grupo que -  

comprende principalm ente la s  l ín e a s , un b it io  dependiente de 

l a  configuración de l a  tra z a .

PALMENSE OBJETOS PARTICULARIZADOS POR UNA TRAZA, UN TRAZADO, 

0 UNA SUPERFICIE DE CONTACTO».

memoria que consta de once h o jas, e s c r ita s  a máquina por una 

15. s o la  cara y  acompañada de d ibujos.

1 0. 118. -  «DISPOSITIVO DE ANALISIS DE OBJETOS, ERINCI

Según queda sustancialraente d escrito  en l a  presente

Madrid, \ 3 ABA. 1927
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